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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 623-5:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-02-91 AA ,Prufung von Hochleistungs-
keramik — Monolithische Werkstoffe* im Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Anderungen

Gegenlber DIN V ENV 623-5:2002-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN V ENV 623-5: 2002-10
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EUROPAISCHE NORM EN 623-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2009

ICS 81.060.30 Ersatz fir ENV 623-5:2002

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Monolithische Keramik —
Allgemeine und strukurelle Eigenschaften —
Teil 5: Bestimmung des Volumenanteils von Phasen durch
Auswertung von Mikrogefligeaufnahmen

Advanced technical ceramics — Céramiques techniques avancées —
Monolithic ceramics — Céramiques monolithiques —
General and textural properties — Propriétés générales et textures —
Part 5: Determination of phase volume fraction by Partie 5: Détermination de la fraction volumique de phase
evaluation of micrographs par évaluation des microphotographies

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Juni 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 623-5:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 623-5:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafir verantwortlich,
einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ist Ersatz fir ENV 623-5:2002.

EN 623 Hochleistungskeramik — Monolithische Keramik — Allgemeine und strukturelle Eigenschaften
besteht aus funf Teilen:

— Teil 1: Priifung auf Anwesenheit von Oberfldchenfehlern durch Farbstoffeindringtests

— Teil 2: Bestimmung von Dichte und Porositét

— Teil 3: Bestimmung der Korngrél3e und der KorngréBenverteilung (Linienschnittverfahren)

— Teil 4: Bestimmung der Oberfldchenrauheit

— Teil 5: Bestimmung des Volumenanteils von Phasen durch Auswertung von Mikrogefligeaufnahmen
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 623 legt ein manuelles Messverfahren zur Bestimmung des Volumenanteils der Haupt-
phasen in Hochleistungskeramiken fest, indem auf Mikrogefligeaufnahmen polierter und geatzter Quer-
schnitte ein quadratisches Liniengitter aufgelegt und die Anzahl der Schnittpunkte der Gitterlinien Uber jeder
Phase ausgezahlt werden.

ANMERKUNG 1  Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die tatsachlich vorhandenen Volumenanteile einer
Phase nach stereologischen Prinzipien den Flachenanteilen entsprechen, die auf einem zuféllig festgelegten Querschnitt
vorhanden sind.

ANMERKUNG 2  Anleitungen zum Polieren und Atzen von Hochleistungskeramiken kénnen in den Anhangen A und B
nachgelesen werden.

Das Verfahren gilt fir keramische Werkstoffe mit einer oder mehreren deutlich erkennbaren Sekundar-
phase(n), die z. B. in Al,04/ZrO,, Si/SiC oder in Al,04/SiC,, gefunden werden.

Falls der zu untersuchende Werkstoff diskrete Poren enthalt, kbnnen sie im Rahmen dieses Verfahrens als
Sekundarphase angesehen werden, sofern es keine Hinweise darauf gibt, dass beim Polieren Kdrner aus
dem Geflige herausgebrochen wurden, die mit echten Poren verwechselt werden koénnten.

ANMERKUNG 3  Falls der Werkstoff eine Porositat von mehr als etwa 20 % aufweist, ist das Risiko groR, dass beim
Polieren eine Schadigung des Feingefliges aufgetreten ist und ein irrefihrender Porenvolumenanteil ermittelt werden
kann.

Ergebnisse der Bestimmung von Volumenanteilen einer Sekundarphase oder von Porenvolumenanteilen, die
weniger als 0,05 betragen, kénnen merkliche Fehler und moglicherweise auch eine Streuung aufweisen.
Ublicherweise miissen, um Konsistenz und Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern, mehr als die Mindest-
anzahl von drei Mikrogefligeaufnahmen ausgewertet werden.

ANMERKUNG 4  Viele Keramiken enthalten kleine Mengen glasartiger Sekundarphasen. Fir eine geeignete Einschat-
zung des Glasphasenanteils sollte die glasige Phase zwischen den Kristallkérnern leicht zu beobachten sein und eine
Mindestbreite von 0,5 um haben. Das in dieser Europaischen Norm beschriebene Verfahren gilt als ungeeignet fir diinne,
um die Koérner angeordnete Glasschichten.

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass die ausgewahlten Bereiche eines vorbereiteten Quer-
schnitts statistisch reprasentativ fir den gesamten Querschnitt sind, aus dem Proben enthommen wurden.

ANMERKUNG 5 Feingefiige sind selten homogen, und auf verschiedenen Mikrogefiigeaufnahmen kdénnen unter-
schiedliche Phasenanteile vorhanden sein. Es ist wichtig, ein ausreichend groRen Bereich des vorbereiteten Querschnitts
zu prufen, um sicherzustellen, dass reprasentative Bereiche fiir die Auswertung ausgewahlt werden, die keine augen-
falligen UnregelmaRigkeiten enthalten.

Es kann sein, dass einige Anwender dieser Europaischen Norm eine automatische oder halbautomatische
Bildanalyse auf die Mikrogefligeaufnahmen oder auf direkt angezeigte Gefligebilder anwenden mdochten. Die
Anwendung dieser Analysenverfahren fallt gegenwartig nicht in den Anwendungsbereich dieser Europaischen
Norm, wahrend einige Richtlinien im Anhang C angegeben werden.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1006, Hochleistungskeramik — Monolithische Keramik — Leitlinie zur Auswahl von Proben fiir die
Beurteilung von Eigenschaften

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2005)
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